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Abstrahlcharakteristiken hochprazise vermessen

Instrument Systems prasentiert auf der LpS 2019 in Bregenz Applikationen fir
hochprazise Spektralradiometer in Kombination mit Goniophotometern.

Munchen, September 2019 - Auf der LpS 2019 in Bregenz prasentiert Instrument Systems
vom 24. — 26. September 2019 Applikationen fur hochprazise Spektralradiometer. Am Stand
A13 kommt an mehreren photometrischen und spektralradiometrischen Messstationen
fuhrende Lichttechnologie fur die Vermessung von Solid-State-Lighting-Quellen zum Einsatz.
Im Mittelpunkt steht das kurzlich erschienene Goniophotometer LGS 650.

Das LGS 650 wurde von Instrument Systems speziell fir die Bestimmung der
winkelabhangigen Abstrahlcharakteristik von mittleren bis groRen SSL-Quellen und LED-
Modulen entwickelt und bietet eine platzsparende und preislich attraktive Alternative zum
groReren LGS 1000. Der Prifling wird in einer horizontalen Brennlage vermessen und
Uber einen Winkelbereich von + 160° in Abstrahlrichtung des Priflings um die Gamma-
Achse verfahren. Die hohe Winkelaufldsung von 0,01° spannt ein sehr feines Messgitter
auf und garantiert hochst prazise und reproduzierbare Messdaten. Das LGS 650 erlaubt
das Anbringen von Proben bis zu einem Durchmesser von 1300 mm und einem
Maximalgewicht von 10 kg und ist konform mit allen relevanten Spezifikationen in CIE,
DIN und IES Normen. Das LGS 650 wird tGber das Goniophotometer-Modul der SpecWin
Pro-Software betrieben.

Zusammen mit einem Spektralradiometer von Instrument Systems, wie z.B. dem CAS
140D, werden sowohl radiometrische und farbmetrische als auch photometrische
KenngrofRen mit groRter Prazision winkelabhangig bestimmt. Fur die Anforderung von
besonders zeitkritischen Messungen bietet Instrument Systems passende Photometer an,
wie z.B. das technologisch richtungsweisende DSP 200. Es erfasst die Messwerte ,on the
fly“, d.h., wahrend das Goniophotometer kontinuierlich in Bewegung ist.

Diskutieren Sie lhre spezielle Messaufgabe mit unseren Experten am Stand A13 und
horen Sie unseren Expertenvortrag zum Thema Blue Light Hazard-Evaluation.



Vortragshinweis:
"An Evaluation Guide for Blue Light Hazard"
Dr. Benan Konjhodzi¢, 26. September 2019, 11:30 Uhr, Seestudio
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Produkten mit dem LGS 650 von Instrument Systems.

Unternehmensportrait Instrument Systems GmbH

Instrument Systems GmbH, gegriindet 1986 in Miinchen, entwickelt, fertigt und vertreibt
Komplettldsungen fiir die Lichtmesstechnik. Hauptprodukte sind Spektralradiometer in Array-
Bauweise sowie Leuchtdichte- und Farbmesskameras. Die wesentlichen Einsatzgebiete liegen im
Bereich der LED-/SSL- und Display-Messtechnik sowie Spektralradiometrie und Photometrie. Hier
ist Instrument Systems heute einer der weltweit fiihrenden Hersteller. Am Standort in Berlin werden
die Produkte der Optronik Line fur die KFZ-Industrie und Verkehrstechnik entwickelt und
vermarktet. Seit 2012 gehort Instrument Systems zu 100 % zur Konica Minolta-Gruppe.

Weiteres Textmaterial und Bilder:
https://services.instrumentsystems.com/owncloud/index.php/s/0Arid2bL8LWOI3P

Beleg erbeten an:
Dr. Karin Duhnke, Instrument Systems Optische Messtechnik GmbH, Kastenbauerstr. 2, 81677
Minchen, Tel. +49 (0)89-45 49 43-426, E-Mail: duhnke@instrumentsystems.com
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